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TITELSTORY

Prazises Messen und
Analysieren kleinster Details

Vielseitige 2D/3D-Bildverarbeitung in der Makro- und Mikroskopie

Die Systemlésung Deltapix F10i
umfangreichen Funktionen und ein-

facher Bedienung ist ein Komp

Durch Focus-Stacking kénnen groRRe
Bildstapel zu einem tiefenscharfen
2D-Bild oder einer 3D-Topografie
kombiniert werden. Das erweitert
die Moglichkeiten im Vergleich zur
klassischen 2D-Bildverarbeitung.

00 mit

lett-

system fur anspruchsvolle Inspektio-
nen in der Industrie und im Labor.

ie modularen Inspektionssysteme
Dvon Deltapix und die neue Software

Deltapix Insight 7.6 bieten eine intu-
itive Bedienung fur zahlreiche mikro- und
makroskopischen Anwendungen. Die Soft-
ware ermdglicht die prazise Steuerung von
Kameras, Objektiven, Positioniertischen und
Beleuchtungen. Die hohe Bildqualitat fuhrt zu
einer schnelleren und genaueren Inspektion,
Analyse und Dokumentation von Proben.

Préazise Leiterplatteninspektion
Die Kombination aus hoher Bildauflésung
und fortschrittlicher Messtechnik machen
die Digitalmikroskope von Deltapix zu einem
wertvollen Werkzeug fur die Qualitatssiche-
rung im Bereich der Elektronikfertigung.
Bei der Leiterplatteninspektion kdnnen sie
eingesetzt werden, um hochauflésende und
gleichzeitig tiefenscharfe Bilder fur weitere
Analysen zu erzeugen.

Die visuelle Darstellung auf einem Monitor
erleichtert das schnelle Erkennen und Unter-

2 | inspect 2/2025

suchen von Fehlern. Mithilfe von Messfunk-
tionen kénnen Durchmesser von Bohrungen
sowie Abstande zwischen Leiterbahnen oder
aufgebrachten Bauelementen exakt kontrol-
liert werden. Zudem koénnen durch die intel-
ligente Bildscharfenanalyse Hoheninformati-
onen gewonnen werden, um Bauteilhéhen,
Schichtstarken oder Lo&tpasten-Profile zu
untersuchen. Somit lassen sich verschiedene
Messaufgaben mit nur einem einzigen, kos-
teneffizienten Messgerat durchfiihren.

Vielfdltige Messaufgaben

Ein wesentlicher Vorteil fur den Anwender
ist die vollautomatische 3D-Stitching-Option
mit motorisierten XYZ-Achsen. Sie ermdglicht
die Erstellung grof3flachiger, hochauflésender
Bildzusammensetzungen und eine prazise
Erfassung von Hoheninformationen im Sub-
Mikrometerbereich. Solche Digitalmikroskope
finden Anwendung in industriellen Qualitats-
laboren sowie in medizinischen und biologi-
schen Bereichen.

Das Wichtigste kompakt

Typische Messaufgaben umfassen Lan-
gen-, Abstand-, Durchmesser- und Winkel-
messungen, die Ermittlung von Stufenhdhen,
Volumina, der Oberflachenbeschaffenheit

www.WileyIndustryNews.com



sowie die Segmentierung und Zahlung von
Partikeln. 2D-Messungen kdnnen dabei direkt
im Live-Kamerabild oder auf aufgenomme-
nen Standbildern durchgefuhrt werden.

Die moderne Extended-Focus-Funktion
ermoglicht es, Bilder aus verschiedenen
Fokusebenen zu einem einzigen,
durchgangig scharfen Bild zu
kombinieren, sodass alle Mes-
sungen in einer Aufnahme erfol- -
gen kénnen. Dank der Optikkali- ]
brierung sowie der Einbeziehung k
zahlreicher Pixel werden prazise
Ergebnisse erzielt.

Modular und kostengiinstig
Mit Deltapix Insight 7.6 steht dem Anwen-
der eine gleichermallen leistungsstarke wie
benutzerfreundliche Bedien-Software zur
Verflgung. Das Basispaket ist bei den meis-
ten Deltapix-Systemen kostenlos enthalten,
wahrend optionale Module spezialisierte
Funktionen bereitstellen. Messungen und
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Technik im Detail
Software Deltapix Insight 7.6

Insight Basic Plus: Erweiterter Fokus und Belichtung fur
Bilder mit Tiefenscharfe auch bei schwierigen Oberflachen
Technologiesprung SDM-Module: Das ,Synchronized Delta-
Movement” (SDM) und viele weitere Verbesserungen ermog-
lichen eine schnelle 3D-Bildgebung und -Analyse.
3D-Stitching: Das automatische Stitching von Aufnahme-
feldern mit HDR und EDF ermoglicht die nahtlose Erwei-
terung der 3D-Ansicht bis zu GroRen von Uber 16.000 x
16.000 Pixeln.

3D-Topografie: Ermoglicht 3D-Messungen und 2D-Profil-
extraktion zur Messung von Stufenhéhen, Winkeln und
Abstanden

Rauheitsmessung: Genaue Quantifizierung der Oberflachen-
struktur, sowohl flachen- als auch profilbezogen, gemald
ISO 25178 und ISO 21920

Segmentierung, Zahlung und Mehrphasenanalyse: Fort-
schrittliche metallographische Werkzeuge wie Partikelseg-
mentierung und -zahlung in Kombination mit Berichterstel-
lung und automatisierter Chargenhandhabung mehrerer
Proben

Automatisierung: Umfassende Steuerung des Mikroskops,
der Beleuchtungssysteme und der motorisierten Tische
Highspeed-Video: Erfassung und Dokumentation von Pro-
zessen sowohl in Echtzeit als auch im Zeitraffer
Schnellere Handhabung: Speicherung und Aufruf aller Sys-
temeinstellungen Uber USB-Stick

Die modularen Technologien in Hard- und Software
der Deltapix-Systeme mit hoher VergroRerung bieten
Auflésungen in allen drei Dimensionen bis in den Sub-

mikrometer-Bereich. Das erméglicht eine Zuverlassig-
keit fiir die 2D/3D-Bildanalyse im vielseitigen Gebiet
der industriellen Makro- und Mikroinspektionen.
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Mit der SDM-Technologie (Synchronized Delta Movement) lassen sich tiefenscharfe Bilder binnen weniger Sekunden erstellen.
Links: Untere Ebene im Fokus; Mitte: Obere Ebene im Fokus; Rechts: Tiefenscharfes Bild durch Fokus-Stacking.

Analysen lassen sich in individuellen Berich-
ten dokumentieren und als Excel-, PDF-, Bild-
oder CSV-Datei exportieren.

Die Software ermdglicht die Kalibrierung
mehrerer Kameras sowie der zugehorigen
Optiken, wodurch die Handhabung ver-
schiedener Setups stark vereinfacht wird.
Belichtungszeit, Tiefenscharfe, sowie weitere
charakteristische Eigenschaften kénnen fur
jede hinterlegte Vergrol3erung gespeichert

werden, sodass beim Wechsel zu einer ande-
ren Optikeinstellung das Kamerabild automa-
tisch angeglichen wird. Die Software ist fur
Deltapix-Kameras optimiert (bis zu 21 MP,
VIS, SWIR und UV) und unterstutzt auch aus-
gewahlte Drittanbieter-Kameras.

Perfekte Belichtung
Die erweiterte Belichtungsfunktion kombiniert
Aufnahmen mit unterschiedlichen Belich-
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Durch die Auswertung der Bildschéarfe lassen sich 3D-Geometrien erfassen und auswerten, beispiels-
weise die Hohe von auf einer Leiterplatte angebrachten Widerstanden und Kondensatoren.

Mit 2D-Messwerkzeugen kénnen die Abstdnde von Bohrungen, Leiterbahnen und Bauelementen
effizient iberprift werden.
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tungszeiten zu einem perfekt ausbalancierten
Bild. Dadurch kénnen auch in schwierigen
Beleuchtungssituationen bestmadgliche Ergeb-
nisse erzielt werden. Durch die Integration
verschiedener Lichtquellen (Ringlicht, Dun-
kelfeldbeleuchtung, Koaxialbeleuchtung) und
hochauflésender Optiken mit grol3em Arbeits-
abstand wird eine detailgetreue Visualisierung
von Oberflachenstrukturen gewahrleistet.
Komplexe Oberflachentopografien werden
detailreich und in Farbe angezeigt.

Kompromisslos

Das 3D-Digitalmikroskop F1000 bietet eine
vollautomatisierte Komplettldsung mit einem
beeindruckenden VergrolRerungsbereich von
134X bis 5372X. Es verfugt Uber funf Olympus
Objektive in einem motorisierten Revolver
und erreicht eine Auflésung bis zu 250 nm
in alle Raumrichtungen. Dadurch kénnen
Makro- und Mikroinspektionen nahtlos mit
einem System durchgefuhrt werden. Mit
einer 20-MP-Invenio-20ExIV-C/M-Kamera und
vollstandig softwaregesteuerten Funktionen
werden 2D/3D-Mess- und Analysefunktionen
zu einem glnstigen Preis-Leistungs-Verhaltnis
angeboten.

Das integrierte Bildgebungs-, Mess-, Ana-
lyse- und Berichtssystem optimiert Workflows
und steigert die Effizienz erheblich. Das Del-
tapix F1000 ist eine anwenderfreundliche
Komplettldsung mit einfacher Bedienung
und ideal fur anspruchsvolle industrielle
Inspektionen, Materialwissenschaften und
Forschungsbereichen.

Weitere technische Highlights sind: Ober-
flachenrauheit nach ISO 25178/ISO 4287, die
superschnelle Bildgebung mit erweiterter
Scharfentiefe (EDF), 2D/3D erweitertes Auf-
nahmefeld (Panorama Stiching) mit HDR und
EDF sowie Hochgeschwindigkeits-3D-Erfas-
sung mit GPU-Live-Stream-Verarbeitung. m

Control
Halle 9
Stand 9204
AUTOR
Kamillo Wei3

freier Fachjournalist

KONTAKT

Jumavis GmbH, 76337 Waldbronn
Tel.: +49 7243 20677 0

E-Mail: info@jumavis.de
www.jumavis.de

www.WileyIndustryNews.com

Deltapix

alle Bilder:



